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摘要(译)

本发明提供一种MIPI接口全高清液晶屏的测试方法，包括：步骤1、提供
一应用EP2C5Q208C8N芯片和SSD2825芯片全高清液晶屏测试治具，
该治具包括：测试模块及MIPI模块；步骤2、将该待测液晶屏与背光源驱
动模块及MIPI模块电性连接；步骤3、接通电源，该微处理器检测背光源
驱动模块、液晶驱动模块及信号转换模块；步骤4、若检测到异常，则发
出报警提示，若检测到无异常，则对该些模块进行初始化；步骤5、液晶
驱动模块初始化该待测液晶屏；步骤6、信号转换模块将微处理器传送过
来的RGB信号转换为MIPI信号传输给待测液晶屏，该待测液晶屏显示对
应图像；步骤7、根据图像判断该待测液晶屏是否合格。
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